常用可靠性试验分类

〖
可靠性试验大体可以分为筛选试验、评价鉴定试验及寿命试验（耐久性试验）等。所有的可靠性试验都离不了环境试验，因此环境试验是可靠性试验的重要组成部分，目前环境试验被认为是确认与改善工业产品质量主要方法。 
: W% J/ O4 p7 L% g) \+ F& G1 [3 c筛选试验：消除在早期失效期发生的产品缺陷及不良问题，提高产品可靠性的试验。 4 C* r1 r2 Q5 G' r, @
评价鉴定试验：产品选择的比对试验、产品的质量认证试验、交收验收试验（失效率试验）。失效率试验是可以确定一定失效率的期间内进行的试验，常被用于交收试验和质量认证。 
1 N) n  |$ N" J7 ]7 i3 h寿命试验： 用于调查分析何时出现电子元器件和机械零件的摩耗和使用寿命的问题，使用寿命的故障分布函数呈什么样的形状以及分析失效率上升的原因而进行的试验。 
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2．1 试验形式 
8 L6 Z! F0 m1 ^# Z: Y! ^: j2．1 筛选试验 1 y( q0 n$ W% P9 b
筛选(Screening )： 采用非破坏性应力检查所有产品消除隐患。 6 t+ N; X/ x* j+ z$ O% r8 b+ x. F
筛选测试：主要用于消除早期失效和减少不合格产品数目。筛选测试经常被生产方作为出厂检查，使用方作为使用前的检查。包括高温条件下的测试和其他应力测试，筛选测试被广泛采用在高可靠产品所使用的各类元器件、组件。 , N8 s* K+ f3 @6 [6 {) f* `. b0 H+ z
筛选试验： 为了决定理想的筛选试验应力，必须首先分析早期失效和确定最有可能引起这些失效的应力类型。
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! K7 o/ v2 a' w; u5 ^) l$ ?$ n$ f2．2 老化试验 
: e# D( g7 c  t老化(Burn-in)： 产品或元器件在投入使用之前试工作一段时间用于稳定产品性能。 6 O$ s3 X1 N8 A5 F+ I
老化试验：目的是为了通过试验剔除浴盆曲线中的早期失效，常用于整机、组件。为了保证试验时不使产品劣化变质，达到甄选缺陷品的目的，其重点是试验条件如何设定。 $ |, [$ K! i2 h$ U! e5 A
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2．3 型式试验（验证试验、定型试验） 3 N! [$ T% J, X* `
型式试验在产品研制和开发阶段同步或后期进行，试验目的是考核研制的产品在满足技术指标情况下对各种环境条件的适应性。为生产的产品取得相应质量许可作准备。 1 e. u7 @* D3 C9 c% w, {
型式试验应尽量涵盖环境试验的内容。在开发阶段对元器件、PCB板、连接器等易产生问题的部件要通过试验做到心中有数，生产过程中的部分试验（如焊接温度、焊接时间、固化温度、固化时间、静电防护），成品阶段的产品环境适应性。 
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. a  O) j- r2 w( F; N. |例行试验在产品稳定生产的过程中进行，分批次的例行试验，定期的例行试验，试验内容以高低温、温循、温冲、湿热为主。可以对产品也可对半成品、组件、或关键件进行试验 * n; b1 E% ?" [0 q

* u$ Z' ~+ r* J7 o2 Y2．5 寿命试验 
) L6 z3 f4 P* i; O研制和生产单位最为关心的问题是产品定型生产后，产品的可靠性和长期工作寿命，寿命试验作为评价产品的使用时间是非常必要的。 
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8 e! d5 I. k$ J& C! Y5 h# i寿命试验和相应的统计计算相结合可以得出产品的可靠性指标，因此产品的可靠性是和寿命试验紧密相连的。对不同产品的可靠性可以有以下不同的关注： 5 y3 c( G* H9 B$ q" ]
1、短期可靠性 
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2．6 其他试验（在实际工作中常发生） ) h) C2 E: H- }) l7 h  Q0 J4 q/ b
在用户的使用中往往会提出比某一项原定技术指标更高要求的使用条件，因此必须进行超额使用的试验。例如230℃、10秒的耐焊接热元器件，能否在260℃、6秒的条件下使用。

